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Eksperimenti rasprSenja X-zraka pod malim kutom (SAXS) prikladni su za odredi-
vanje mikrostrukture nanokompozitnih polimernih elektrolita. Elektrolit polietilen oksid
(PEO) je jedan od vrlo intenzivno proucavanih sustava zbog relativno nisko talista, sposob-
nosti da se u njegovu strukturu ugraduju razli¢ite metalne soli u Sirokom rasponu koncen-
tracija te da djeluju kao vezivo za druge faze. Cilj ovog istraZivanja je prouciti morfologiju
i kinetiku kristalizacije u ovisnosti o temperaturi za polimernih elektrolit (PEO)3ZnCl, ko-
riste¢i kombinaciju DSC, SAXS i WAXD tehnika u temperaturnom rasponu od 20°C do
100°C.

Namjera je poboljsati elektri¢nu vodljivost elektrolita polimera (PEO)3ZnCl, uvode-
njem nano-Cestica TiO,, ZnO, Al,O03, MgO» i V,0s. Alternativni pristup je medulancano
povezivanjem putem izlaganja polimera visoko-energetskom zracenju. Bududi da je po-
limer spoj amorfnog i kristalnog dijela i da je za vodljivost odgovoran amorfni dio, oba
spomenuta pristupa su usmjerena prema inhibiciji kristalne faze u polimernoj matrici.

SAXS/DSC/WAXD mjerenja su provedena kako bi se odredile i razjasnile kristalo-
grafske promjene nano-zrna kroz superionski fazni prijelaz polimernih elektrolita. To ce
nam omoguciti da dobijemo uvid u mikroskopski mehanizam ionskih prijelaza u nanokom-
pozitnim polimernim elektrolitima. To postaje jo§ vaZnije sada, kada je opaZen transport
naboja i visoka vodljivost u kristalnoj morfologiji PEO polimernih elektrolita , te objaSnjen
,hopping®“ mehanizmom iona kroz slobodna kristalografski dopustena mjesta.

Sinhrotronsko zracenje visokog intenziteta presudno je za uspjeh eksperimenta, i nuz-
no za dobivanja informacija o detaljima pozicioniranja nanocestica uvedenih u polime.
Relativno niski kontrast zahtijeva koriStenje kolimirane zrake, kao §to je na SAXS liniji
sinhrotrona Elettra.



